SPECYFIKACJA VS450

TYP URZADZENIA
GEOMETRIA
OSWIETLENIE

SILNIK SPEKTRALNY
ZAKRES SPEKTRALNY
INTERWAL SPEKTRALNY
ZAKRES POMIAROWY
KALIBRACIJA

SZCZELINA POMIAROWA
ODLEGLOSC OD PROBKI
POWTARZALNOSC

ZGODNOSC
MIEDZYURZADZENIOWA

GEOMETRIA POLYSKU
POWTARZALNOSC POLYSKU

ODTFARZALNOSC POLYSKU
TEMPERATURA PRACY
WILGOTNOSC

NAPIECIE PRACY

EACZENIE
PRZECHOWYWANIE
ZYWOTNOSC LAMPY
WYMIARY

WAGA

BEZPIECZENSTWO

UZYCIE

WYSOKOSC

STOPIEN ZAGROZENIA
PRZEPIECIE

Spektrofotometr z sensorem potysku
45/0° podwdjne oswietlenie

Petne spektrum LED
Dwuwiazkowy 31 kanatowy

400 - 700nm

10nm pomiar, 10nm wyjscie
0-150% wspotczynnik odbicia

raz w tygodniu lub przy zmianie temperatury
> 14° C (25.2°F) (autodetekcja)

6mm i 12mm
38mm w zaleznos$ci od powierzchni probki

6mm 0.035 dEab max.

(na biatych plytkach ceramicznych)
12mm 0.025 dEab max.

(na biatych ptytkach ceramicznych)
6mm s$red. 0.15 dEab

(na 12 ptytkach BCRA)
12mm $red. 0.15 dEab

(na 12 ptytkach BCRA)

45/0°, skorelowana na 60°

0-10 GU+ 0.2 GU
10-100 GU + 0.6 GU

5-92 GU, 3.0 GU max., 1.5 GU srednia

10° - 40° C (50° - 104° F)

0-85% wzglednej wilgotnosci (niekondensujaca)
24v+2 VDC @ 1.2 A Max

USB 2.0

-20° - 70°C (4°F - 158°F)

>20 milion6w pomiarow

D: 24.80 cm, S: 15.24 cm, W: 14.60 cm

2.24 kg

UL 61010-1, CSA 22.2 No. 1010.1
i IEC (EN) 61010-1

Wyltacznie w pomieszczeniach
2000 m
2

Kategoria Il



